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Dwupasmowy spektrometr fourierowski

Przedmiotem wynalazku jest dwupasmowy spektrometr fourierowski.

Ma on zastosowanie do wykrywania zagrozen biologicznych i chemicznych w atmosferze.
Znane sa spektrometry fourierowskie do badania widma promieniowania, pozwalajace
wykry¢ zagrozenia biologiczne i chemiczne, ale dla dwoch widm potrzebne sa dwa oddzielne
urzadzenia.

Zaleta dwupasmowego spektrometru wedlug wynalazku jest znacznie wyzsza czuto$é
w porOwnaniu ze znanymi spektrometrami, dzi¢gki mozliwosci niezaleznego
zoptymalizowania detektoréw i dzielnikow wiazki dla dwoch réznych pasm widmowych
promieniowania. Zastosowanie wspolnego ukiadu ruchomych zwierciadel dla dwoch
interferometrow pozwala na uzyskanie bardziej zwartej budowy.

Dwupasmowy spektrometr charakteryzuje si¢ tym, ze posiada przesuwny ukiad
zwierciadel usytuowany migdzy dwoma dzielnikami, stanowiacymi czesci odpowiednich
dwoch interferometréw Michelsona.

Korzystnie dwupasmowy spektrometr zawiera dichroiczny dzielnik i zwierciadlo, oba
usytuowane powyzej obu interferometréw Michelsona.

Korzystnie przesuwny uklad zwierciadet jest zbudowany z dwoch plaskich
zwierciadel.

Korzystnie przesuwny uklad jest zbudowany z dwoch pryzmatow trojzwierciadlanych.

Wynalazek zostal przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig.
1 ukazuje dwupasmowy spektrometr z ruchomym elementem, za$ fig. 2 przedstawia ten
spektrometr z dodatkowym dzielnikiem dichroicznym, a fig. 3 ukazuje ukazuje przesuwny

uklad zwierciadel, za$ fig. 4 przedstawia polozenie pryzmatow trojzwierciadlanych.



Dwupasmowy spektrometr fourierowski skiada si¢ z dwoch potaczonych
interferometrow Michelsona ze wspélnym przesuwnym uktadem zwierciadet 3. Pierwszy
interferometr Michelsona sklada sie z dzielnika 1, nieruchomego zwierciadla 2, przesuwnego
ukladu zwierciadet 3, zwierciadla parabolicznego 4 i detektora 5. Drugi interferometr
Michelsona sklada si¢ z dzielnika 6, nieruchomego zwierciadla 7, przesuwnego ukladu
zwierciadel 3, zwierciadla parabolicznego 8 i detektora 9.

W przypadku zrodla emitujacego promieniowanie w waskim kacie brylowym, do
ukladu dodany jest dzielnik dichroiczny 11 i zwierciadta 10.

W pierwszym interferometrze promieniowanie po odbiciu od dzielnika 1, ukladu
zwierciadel 3 i transmisji przez dzielnik 1 interferuje z promieniowaniem transmitowanym
przez dzielnik 1 i odbijanym przez zwierciadlo 2 oraz dzielnik 1. Interferujace czgsci
promieniowania sg ogniskowane przez paraboliczne zwierciadlo 4 i wynik interferencji jest
rejestrowany przez detektor 5.

W drugim interferometrze Michelsona promieniowanie po odbiciu od dzielnika 6,
ukladu zwierciadel 3 i transmisji przez dzielnik 6 interferuje z promieniowaniem
transmitowanym przez dzielnik 6 i odbijanym przez zwierciadlo 7 oraz dzielnik 6.
Interferujace czg¢sci promieniowania sa ogniskowane przez paraboliczne zwierciadlo 8 i
wynik tej interferencji jest rejestrowany przez detektor 9.

W przypadku Zrédia emitujacego promieniowanie w waskim kacie brylowym,
promieniowanie odbite przez dzielnik 11 i zwierciadlo 10 jest analizowane w interferometrze
Michelsona zlozonego z elementow 1, 2, 3, 4 i 5, a promieniowanie transmitowane przez

dzielnik 15 jest analizowane przez interferometr Michelsona zlozony z elementéw 3, 6, 7, 8 i
9.
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